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F1 01 Interprétation de I’article 18
CEI 60998-1: 2002 Deuxiéme édition
Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue —
Partie 1: Régles générales

L’interprétation suivante a été acceptée lors de la réunion du CEI/SC 23F de Seoul en octobre 2004.

Il est proposé de comprendre le mot « maintenir » dans 'expression « pour maintenir en place les parties
transportant le courant » comme suit.

Une partie transportant le courant ou une partie du circuit de mise a la terre maintenue par un moyen
mécanique est considérée étre maintenue en place. L'utilisation de graisse ou similaire n’est pas considérée
comme un moyen de maintien mécanique.

En cas de tlioute, pour déterminer si un matériau isolant est nécessaire au maintien en position| des parties

transportan
conducteurs

le courant et des parties du circuit de mise a la terre, le dispositif est examiné sans les
puis présenté dans toutes les positions apres avoir retiré le matériau isolant en,question.

Mars 2005 ICS 29.120.20 Texte anglais au verso
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IS 01 Interpretation of Clause 18
IEC 60998-1:2002 Second edition
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes —
Part 1: General requirements

The following interpretation was agreed at the Seoul meeting of IEC/SC 23F held in October 2004.

It is proposed to understand the word “retain” in the expression “ to retain current-carrying parts” as
follows:

A current carrying part or a part of the earthing circuit retained by a mechanical means is
considered to be retained in position. The use of grease or the like is not considered to be
mechanical means.

In case of doubt, to determine whether an insulating material is necessary to retain current carrying parts and
parts of the|earthing circuit in position, the device is examined without conductors while held dn jll positions
with the instilating material in question removed.

March 2005 ICS 29.120.20 French text overleaf
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE CONNEXION POUR CIRCUITS BASSE TENSION

POUR USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE -

Partie 1: Régles générales
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Le texte

| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisatioh
semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl_a pol
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans ,/es)don
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes/intern|
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non{gouverneme

avec la CEI, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Or
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre(les-deux organisati

Ecisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques'représentent, dans
5sible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que'les Comités nationaux i
bprésentés dans chaque comité d’études.

pbcuments produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls so
e normes, spécifications techniques, rapports techniques ou gdides et agréés comme tels par le
A uX.

e but d'encourager l'unification internationale, les Comités{nationaux de la CEl s'engagent a ap

ales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou

| n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa resp
as engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains_des éléments de la présente Norme internationale peu
de droits de propriété intellectuelle, ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tg
sable de ne pas avoir identifié de tels-droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

he internationale CEl 60998-1 a été établie par le sous-comité 23F: Dispo
bn, du comité d'études 23 de la CEl: Petit appareillage.

euxieme édition(annule et remplace la premiére édition parue en 1990, d
£ une révision technique.

omposée
r objet de
aines de
lationales.
Esé par le
htales, en
janisation
bns.

a mesure
htéressés

ht publiés
5 Comités

bliquer de

transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leuffs normes

régionale

onsabilité

vent faire
nue pour
e.

Sitifs de

ont elle

de cetteforme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
23F/141/FDIS 23F/147/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme constitue la Partie 1 de la série CEl 60998, publiée sous le titre général
Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue. Cette
série se compose de la présente Partie 1, consacrée aux régles générales, et d’'un certain

nombre

de Parties 2, qui donnent les régles particuliéres.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTING DEVICES FOR LOW-VOLTAGE CIRCUITS
FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR PURPOSES -

Part 1: General requirements

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization)d
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC (is) g
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elegtronic
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prep|
entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmentalorganization
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with thesinternational Or
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between
organjfzations.

The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as po
international consensus of opinion on the relevant subjects since each teechhical committee has reprg
from gll interested National Committees.

The dpcuments produced have the form of recommendations for international use and are published i
of standards, technical specifications, technical reports or guidés:and they are accepted by the

rds transparently to the maximum extent possible/ in their national and regional standd
nce between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall
ed in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsib
equipmnent declared to be in conformity with one @f)its standards.

Attentjon is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be t
of patent rights. The IEC shall not be held fesponsible for identifying any or all such patent rights.

Internatlonal Standard IEC 60998-1 has been prepared by subcommittee 23F: Co
devices| of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

This sefond edition cancels and replaces the first edition published in 1990 and co
a technigcal revision.

The tex{ of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

omprising
promote
fields. To
aration is
with may
s liaising
janization
the two

sible, an
sentation

the form
National

ernational
rds. Any
be clearly

e for any

e subject

nnecting

stitutes

23F/141/FDIS 23F/147/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard constitutes Part 1 of the IEC 60998 series, published under the general title
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. This series
consists of this Part 1, devoted to general requirements, and various Parts 2, devoted to
particular requirements.
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Au moment de la publication de la présente partie, les parties suivantes sont déja publiées:

Partie 1:

Partie 2-1:

Partie 2-2:

Partie 2-3:

Partie 2-4:

Partie 2F

Dans la|présente publication, les caractéres d'imprimerie suivants sont utilisés:

— presfriptions proprement dites: caractéres romains;

— modglités d'essais: caractéres italiques;

— commentaires: petits caractéres romains.

Régles générales

Régles particuliéres pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées
avec organes de serrage a vis

Reégles particulieres pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées
avec organes de serrage sans vis

Régles particuliéres pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées
avec organes de serrage a pergage d’isolant

Régles particulieres pour dispositifs de connexion par épissure

fpn) pour
bornes ou dispositifs de connexion.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010( A cette

date, lapublication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amepdée.

Le contgnu de la feuille d’interprétation <\'de mars 2005 a été pris en considération dans cet

exemplaire.
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At the moment of the publication of this part, the following parts had already been published:

Part 1:

Part 2-1:

General requirements

Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type
clamping units

Part 2-2:  Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-

type clamping units

Part 2-3:  Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation

piercing clamping units

Part 2-4:  Particular requirements for twist-on connecting devices

Part 2-5—Particutar requirermentsfor conmecting boxes {junctiomand/or tapping) for tgrminals

In this publication, the following print types are used:

requirements proper: in roman type;

test

explapatory matter: in smaller roman type.

or connecting devices.

specifications: in italic type;

The committee has decided that the contents of this publication will'remain unchanged urjtil 2010.

At this date, the publication will be

reconfirmed;

with
repl

amended

The co

jrawn;
ced by a revised edition, or

tents of the interpretation sheet 1.0fMarch 2005 have been included in this coply.
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DISPOSITIFS DE CONNEXION POUR CIRCUITS BASSE TENSION

POUR USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE -

Partie 1: Regles générales

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60998 s'applique aux dispositifs de connexion en tant que parties
séparées pour la connexion de deux ou plusieurs conducteurs électriques en cuivre

(conforn
une sed
tension

nes a la CEI 60228 ou a la CEI 60344), rigides (massifs ou cablés) ou souple
tion de 0,2 mm2 & 35 mm?2 inclus, et aux conducteurs AWG équivalents; ay
assignée ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif jusqu'a 1 000-Hz et

inclus gn courant continu, dans les cas ou I'énergie électrique est utilisée pour des

domesti

NOTE L
connexior

ques et analogues.

bs capacités de connexion assignées inférieures a 0,5 mm? se référent a la GEY60344 et les ca
assignées égales ou supérieures a 0,5 mm? se réferent a la CEIl 60228.

Les dispositifs de connexion nécessitant I'utilisation d'outils {spéciaux, excepté

disposit
sont pag

Cette n
appropr
disposit
— lesd
— lesd
— lesd
— lesd
— lesd

2 Ré

Les do
docume|
datées,

fs de connexion par capuchon et les dispositifs de connéxion a percage d'is
conformes a la présente norme.

orme comprend les régles générales a utiliser’ conjointement avec les P
ées, qui contiennent les regles particulieres détaillées applicables aux divers {
fs de connexion:

ispositifs avec organes de serrage de type a vis (CEl 60998-2-1);

ispositifs avec organes de serragesans vis (CEl 60998-2-2);

ispositifs avec organes de serrage a percage d'isolant (CEl 60998-2-3);
ispositifs de connexion par-épissure (CEl 60998-2-4);

férences normatives

cuments devréférence suivants sont indispensables pour I'application du
nt. Pourdes références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référen
la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les é

amendemerts):

S, ayant
ant une
1500V
usages

acités de

our les
blant ne

brties 2
ypes de

ispositifs comportant des-boites de connexion (jonction et/ou dérivation) (CEl 60998-2-5).

présent
ces non
entuels

CEl 60
Partie 2

68-2-32:1975, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
: Essais — Essai Ed: Chute libre

CEl 60068-2-75:1997, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essais Eh: Essais aux
marteaux

CEI 60112:1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au chemine-
ment des matériaux isolants solides dans des conditions humides

CEIl 60228:1978, Ames des céables isolés
Amendement 1 (1993)

CEIl 60344:1980, Guide pour le calcul de la résistance des conducteurs de cuivre nu ou
recouvert dans les cébles et fils pour basses fréquences


https://iecnorm.com/api/?name=301aaa8922859cadadab0e434cecf251

60998-1

© IEC:2002 -9-

CONNECTING DEVICES FOR LOW-VOLTAGE CIRCUITS
FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR PURPOSES -

Part 1: General requirements

1 Scope

This part of IEC 60998 a

two or n
or stran
and equ
includin
purpose

NOTE R
equal to,

Connec
devices

nore electrical copper conductors (complying with IEC 60228 or IEC 60344) rig
ded) or flexible, having a cross-sectional area of 0,2 mm2 up to and including
ivalent AWG conductors with a rated voltage not exceeding 1 000V @.e. u
j 1 000 Hz and 1 500 V d.c. where electrical energy is used for houséhold an
S.

ated connecting capacities lower than 0,5 mm? are referred to IEC 60344 and“rated connecting
br higher than, 0,5 mm? are referred to IEC 60228.

ing devices that require the use of special tools otherithan for twist-on co
and insulation piercing connecting devices do not comply with this standard.

This stgndard contains the general requirements to be uséd together with the relevan

containi

— devi
— devi
— devi
— devi

— devi

2 Noi

The foll

hg detailed particular requirements for

ces with screw-type clamping units (IEC 60998-2-1);

Ces with screwless-type clamping unitsy(IEC 60998-2-2);

ces with insulation piercing clamping-thits (IEC 60998-2-3);

ces with twist-on connecting devices (IEC 60998-2-4);

ces with connecting boxes (junetion and/or tapping) (IEC 60998-2-5).

mative references

bwing referenced(documents are indispensable for the application of this docum

dated rgferences, only.the edition cited applies. For undated references, the latest e

the refe

renced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-32:4975, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — 1

Free fal

id (solid
35 mm?2
to and
similar

Capacities

necting

I Part 2,

ent. For
Hition of

est Ed:

IEC 60

068-2-75:1997, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eh: Hammer tests

IEC 60112:1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid
insulating materials under moist conditions

IEC 602

28:1978, Conductors of insulated cables

Amendment 1 (1993)

IEC 60344:1980, Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors
of low-frequency cables and wires
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CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

CEIl 60695-2-10:2000, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-10: Essai au fil
incandescent/chauffant — Appareillage et méthode commune d'essai

CEIl 60695-10-2:1995, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 10: Guide et méthodes
d'essai pour la minimalisation des effets de chaleurs anormales sur des produits
électrotechniques impliqués dans des feux — Section 2: Méthode pour vérifier la résistance a la
chaleur des produits en matériaux non métalliques au moyen de I'essai a la bille — Publication
fondamentale de sécurité

CEl 6134321997 —FProtection—des personnes—et tesmateériets par fes t-;llvc'l'uppb'o =Calibres
d'essai pour la vérification

ISO 1446:1988, Revétements métalliques — Dépbts électrolytiques de nickel plus“chrome et de
cuivre pjus nickel plus chrome

ISO 2081:1986, Revétements métalliques — Dépbts électrolytiques de zinc sur fer ou adier

1ISO 2093:1986, Dépbts électrolytiques d'étain — Spécifications et\meéethodes d'essai

3 Termmes et définitions

Pour leq besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent.

31
connexjon
connexipn électrique entre deux ou plusieurs conducteurs ou entre une piéce conductrice et un
ou plusipurs conducteurs

3.2
jonction
connexipn entre deux ou plusieurs extrémités de conducteur

3.3
dérivation
connexipn d'une-é&xtrémité de conducteur (appelé «conducteur dérivé») en tout point d'lun autre
conducteur (appelé «conducteur principal»)

3.4

dispositif de connexion
dispositif pour la connexion électrique de deux ou plusieurs conducteurs comprenant une ou
plusieurs bornes, et si nécessaire une isolation et/ou des piéces complémentaires (voir
Annexe A)

3.5

borne

piéce conductrice unipolaire composée d'un ou plusieurs organes de serrage et d'une isolation
si nécessaire (voir Annexe A)

3.6

organes de serrage

pieces d'une borne nécessaire au serrage mécanique et a la connexion électrique du ou des
conducteurs, y compris les pieéces nécessaires assurant une pression de contact correcte (voir
Annexe A)
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IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60695-2-10:2000, Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods —
Glow-wire apparatus and common test procedure

IEC 60695-10-2:1995, Fire hazard testing — Part 10: Guidance and test methods for the
minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires —
Section 2: Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat
using the ball pressure test — Basic safety publication

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification

ISO 1456:1988, Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel plus chromiun|7 and of
copper plus nickel plus chromium

ISO 2081:1986, Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or‘steel

ISO 2093:1986, Electroplated coatings of tin — Specification and test methods

3 Termms and definitions

For the purpose of this standard, the following definitions<apply.

3.1
connecfion
electrical connection between two or more conductors or between a conducting part an¢l one or
more cgnductors

3.2
junction
connectjon between two or more:¢onductor ends

3.3

tapping
connectjon of a conductor end (called “tapped conductor”) on any point of another cgnductor
(called ‘imain conduetor”)

3.4
connecting.device
device fori{the electrical connection of two or more conductors comprising one ¢r more
terminalsand, if necessary, insulation and/or ancillary parts (see Annex A)

3.5

terminal

conductive part of one pole composed of one or more clamping unit(s) and insulation if
necessary (see Annex A)

3.6

clamping unit

part(s) of a terminal necessary for the mechanical clamping and the electrical connection
of the conductor(s), including the parts which are necessary to ensure correct contact pressure
(see Annex A)
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3.7

piéce complémentaire

piece d'un dispositif de connexion servant a assurer la protection électrique et mécanique et/ou
le montage par exemple, d'une base, d'une enveloppe, d'un profilé, etc. (voir Annexe A)

3.8

capacité de connexion assignée

section du ou des plus gros conducteurs rigides a raccorder, déclarée par le constructeur du
dispositif de connexion. Dans le cas d'un dispositif de connexion pour conducteurs flexibles
uniquement, la capacité de connexion assignée est la section du plus gros conducteur flexible
a raccorder

3.9
tension| d'isolement assignée
tension d'un composant, d'un dispositif ou d'un matériel, a laquelle on se réfere pour lep essais
diélectrigues et pour les lignes de fuite

3.10
courani assigné
courant|attribué au dispositif par le constructeur

3.1
distancpe d'isolement dans l'air
distance la plus courte dans l'air entre deux parties conductrices

3.12
ligne dé fuite
distancg la plus courte le long de la surface d'une matiere isolante entre deux| parties
conductrices

3.13
température ambiante
tempérdture de I'air entourant le¢ dispositif de connexion et, le cas échéant, son enveloppe

3.14
échauffement
différenge entre la température de la partie soumise aux essais, y compris, le cas échéant, son
enveloppe, mesuréeg-en charge selon la spécification d'essai et a la température ambiante

3.15
barrettg de jonction
dispositlf 'dé connexion comprenant plusieurs bornes, isolées les unes des autres dans un
support commun en matiére isolante et susceptibles d'étre subdivisées par I'utilisateur pour
obtenir des dispositifs de connexion consistant en une ou plusieurs bornes

3.16

conducteur non préparé

conducteur qui a été coupé et dont I'isolation a été retirée sur une certaine longueur pour son
introduction dans une borne

NOTE Un conducteur remis en forme pour introduction dans une borne, ou dont les brins sont retoronnés pour
consolider son extrémité, est considéré comme un conducteur non préparé.
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3.7

ancillary part

part of a connecting device providing electrical and mechanical protection and/or mounting, for
example, a base, an enclosure, a mounting rail, etc. (see Annex A)

3.8

rated connecting capacity

cross-sectional area of the largest rigid conductor(s) to be connected as stated by the
manufacturer of the connecting device. In the case of a connecting device for flexible con-
ductors only, the rated connecting capacity is the cross-sectional area of the largest flexible
conductor to be connected

3.9
rated insulation voltage
voltage [of a component, device or piece of equipment to which dielectric voltage tgsts and
creepage distances are referred

3.10
rated cyirrent
current pssigned to the device by the manufacturer

3.1
clearange
shortes{ distance in air between two conductive parts

3.12
creepage distance
shortes{ distance along the surface of an insulating material between two conductive pgrts

3.13
ambient temperature
temperdture of the air surrounding ¢the connecting device together with its enclosure, if any

3.14
temperature rise
differenge between the~temperature of the part under test, together with its enclosurg, if any,
measured under loadvactording to the test specification and the ambient temperature

3.15
multiwgdy terminal device
connectjng device that consists of several terminals, insulated from each other in a gommon
housinglLof“insulating material, which are capable of being subdivided by the user o make
connecting devices consisting of one or more terminals

3.16

unprepared conductor

conductor which has been cut and the insulation of which has been removed over a certain
length for insertion into a terminal

NOTE A conductor, the shape of which is arranged for introduction into a terminal, or of which the strands are
twisted to consolidate the end, is considered to be an unprepared conductor.


https://iecnorm.com/api/?name=301aaa8922859cadadab0e434cecf251

- 14 - 60998-1 © CEI:2002

4 Généralités

Les dispositifs de connexion doivent étre congus et construits de maniére qu'en usage normal
leur fonctionnement soit satisfaisant et sans danger pour I'utilisateur ou I'environnement
immédiat.

La vérification est effectuée en exécutant tous les essais spécifiés.

5 Notes générales sur les essais

51 Le
5.2 Sa
et insta
5.3 Le

5 essais de la présente norme sont des essais de type.

uf spécification contraire, les échantillons sont soumis aux essais en état de
és comme en usage normal, a la température ambiante de 20 °C = 5 °C.

5 essais sont effectués dans I'ordre des articles.

5.4 A moins qu'il en soit spécifié autrement, trois échantillons sont' soumis a tous le

etles c
échantil
cet ess
doivent
exigée,

NOTE |
cas de Ig
soumettrg
d’'un nouy
temps, I'¢§

6 Ca

6.1 Le
sont 12

pnditions sont satisfaites si tous les essais sont effectués*avec succées. Si un
ons ne satisfait pas a I'un des essais a cause d'un défaut d'assemblage ou d'
bi et tous les essais précédents qui peuvent avoir influencé les résultats d
étre répétés, et, de plus, les essais suivants, deivent étre effectués, a la s
Sur un nouveau jeu complet d’échantillons, I'ensemble devant répondre aux exi

e demandeur peut soumettre le jeu d’échantillonsisupplémentaire qui pourrait lui étre demand
défaillance d’un échantillon, avec le nombrel d'échantillons spécifié en 5.4. La plate-form
alors aux essais, sans autre demande, les échantillons supplémentaires et c’est seulement d3

el échec que le produit sera refusé. Si leeu d’échantillons supplémentaire n’est pas soumis

chec d’un échantillon entrainera le rejet,

ractéristiques principales

5 valeurs préférentielles de la tension nominale d'isolement du dispositif de cg
b V, 250 V, 300 V3400 V, 500 V, 600 V, 690 V, 800 V, 1 000 V en courant alte

en courant continu et 1300 V en courant continu.

6.2 Le

5 capacités.de connexion assignées normalisées sont 0,2 mm2, 0,34 mm2, 0

0,75 mm2, 1 mm?)",5 mm2, 2,5 mm?2, 4 mm?2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm?2, 25 mm? et 35

NOTE 1
Etats-Uni

Actuellement dans certains pays, on peut utiliser la désignation par calibres de fil (par exemple
b et(au Canada) au lieu d'exprimer la section en mm? (voir Annexe B).

ivraison

5 essais
seul des
Isinage,
I'essai
quence
jences.

b, dans le
e d’essai
ns le cas
en méme

nnexion
rnatif et

5 mm?Z,
mm?2.

AWG aux

NOTE 2

En Grande-Bretagne, 1,25 mm?2 constitue une capacité de connexion assignée standard.

6.3 Les températures ambiantes supérieures a 40 °C nécessitent un marquage T.

Les valeurs préférentielles sont 55 °C, 85 °C, 110 °C, 140 °C et 200 °C. Si d'autres valeurs

sont util

isées, elles doivent étre des multiples de 5 °C.
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4 General

Connecting devices shall be so designed and constructed that in normal use their performance

is reliab

le and without danger to the user or surroundings.

Compliance is checked by carrying out all tests specified.

5 General notes on tests

51 Te

sts according to this standard are type tests.

5.2 Unless otherwise specified, the samples are tested as delivered and installed-as i

use, at

5.3 Th

bn ambient temperature of 20 °C = 5 °C.

e tests are carried out in the order of the clauses.

) normal

5.4 Unless otherwise stated, three samples are submitted to “all the tests &and the
requirements are satisfied if all the tests are met. If only one of/the’ samples does no

atestd

e to an assembly or manufacturing fault, that test and any preceding ones wh

have influenced the results of the test shall be repeated and also the tests which follow
made in the required sequence on another full set of samples, all of which shall con
the reqlirements.

NOTE T
samples

he applicant may submit, together with the number_efi'samples specified in 5.4, the additio
vhich may be wanted, should one sample fail. The testing station will then, without further req

additionall samples and will reject only if a further failure océudrs. If the additional set of samples is not su

the same

6 Ma

6.1 Th

time, the failure of one sample will entail rejection.

n characteristics

250V, 300V, 400V, 500 V, 600-V;690 V, 800 V, 1 000 V a.c. and d.c., and 1 500 V d.

6.2 Th
1 mm?2,

NOTE 1
United St

NOTE 2

B standard rated connecting capacities are 0,2 mm2, 0,34 mm2, 0,5 mmZ2, 0,
1,5 mm2, 2,5 mni2)4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mmZ2, 25 mm? and 35 mm?Z.

For the time being, designation by wire gauges may be used in some countries (for example A
htes and Canada), instead of the cross-sectional areas expressed in mm? (see Annex B).

In the United Kingdom, 1,25 mm? is a standard rated connecting capacity.

t satisfy
ich may
shall be
ply with

pal set of
uest, test
bmitted at

e preferred values of the rated insulation voltage of the connecting device ar¢ 125V,

/5 mm?2,

(VG in the

6.3 Arrrbient temperatures above 40 °C require T marking.

The preferred values are 55 °C, 85 °C, 110 °C, 140 °C and 200 °C. If other values are used,
they shall be multiples of 5 °C.
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Classification

Les dispositifs de connexion en tant que parties séparées sont classés comme suit:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Pour la pfescription des degrés IP, voir la CEI 60529.

c

lassification selon le nombre de bornes

dispositifs a borne unique;

dispositifs a bornes multiples.

Classification selon la fonction

disp
disp
disp

disp
disp

disp
cong
disp
moy
anal

disp
40 °

disp

Classification selon la protection contre les chocs électriques

Classification selon les moyens de fixation

du dispositif de connexion(température nominale)

psitifs de jonction;
psitifs de dérivation;
psitifs de jonction et de dérivation.

Dsitifs sans protection;

Dsitifs avec protection.

psitifs sans moyens de fixation (le maintienen,place n'est assuré que par la rig
ucteurs qui leur sont connectés);

psitifs avec moyens de fixation (le maintien en place est assuré par leurs
ens de fixation ou par des moyens associés, tels que vis, supports pro
bgues).

lassification selon la température ambiante maximale d'utilisation

psitifs sans marquage* T, pour des températures ambiantes inférieures ou §
»

et de I'hnumidité et contre les objets solides étrangers

lassification selon la protection contre la pénétration nuisible de I'eau

bsitifs avec marquage T, pour des températures ambiantes supérieures a 40 °C.

dité des

propres
filés ou

gales a

8 Marquage

8.1 Les marquages et indications figurant ci-dessous doivent étre portées sur la partie

principale:

a) capacité de connexion assignée, en millimétres carrés (voir 6.2 et 8.3);

b) tension d'isolement assignée, en volts (s'il y a lieu);

c) température ambiante maximale d'utilisation, en degrés Celsius, si elle est supérieure a
40 °C, exprimée comme une température marquée T (voir 6.3 et 8.3);

d) référence du type (par exemple, la référence du catalogue);

e) nom, marque d'identification du constructeur ou du vendeur responsable;

le code IP, s'il est supérieur a IP20.
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7 Classification

Connecting devices as separate entities are classified as follows.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Classification according to the number of terminals

sing

le terminal devices;

multiway terminal devices.

Classification according to function

junc

ion devices;

tapping devices;

junc

devi
devi

devi

ion and tapping devices.

Classification according to protection against electric shock

Ces without protection;
Ces with protection.

Classification according to means of fixing

whigh are connected to them);

devi
mea

[

devi
devi

a

For the

8

Ma

ces with means of fixing (location is ensured by their own fixing means or by as
hs, such as screws, rails supports orsimilar).

Cllassification according to the.maximum ambient temperature of use of the

pnnecting device (rated temperature)

ces without T marking for’fambient temperatures not higher than 40 °C;
ces with T markingsfar ambient temperatures higher than 40 °C.

Qlassificationtaccording to protection against harmful ingress of water

hd humidity and against solid foreign objects

Hescription of the IP degrees, see IEC 60529.

ces without means of fixing (location is only.énsured by the stiffness of the copductors

sociated

rking

8.1 The following markings shall be put on the main part:

rated connecting capacity in square millimetres (see 6.2 and 8.3);

rated insulation voltage in volts (if any);

maximum ambient temperature of use in degrees Celsius if greater than 40 °C, expressed

as a

type
man

T marking (see 6.3 and 8.3);
reference (for example, a catalogue number);
ufacturer's or responsible vendor's name or trade mark or identification mark;

IP code, if greater than IP20.
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Pour des dispositifs de connexion trés petits ayant une surface insuffisante pour tous les
marquages, seuls les points stipulés en d) ete) doivent nécessairement figurer sur le
dispositif, mais dans ce cas tous les marquages prescrits doivent étre apposés sur la plus
petite unité d'emballage.

8.2 Pour les barrettes de jonction, le marquage complet doit étre fait sur au moins deux
éléments adjacents.

8.3 Lorsque des symboles sont utilisés, ils doivent étre comme suit:

\Y pour volts;

1
mm?2 ou|_] pour capacité de connexion assignée en millimétres carrés;
T pour température ambiante maximale. Par exemple T 55.

NOTE Llabsence de symbole pour la capacité de connexion assignée tel que mm? ou D signifie que I'¢mploi est
réservé ppur des conducteurs AWG.

8.4 Le|marquage sur le produit doit étre durable et facilement lisible.

La vériffcation de la conformité aux paragraphes 8.1 a 8.4 est effectuée par exameh et par
I'essai $uivant sur le dispositif. L'essai est effectué par frottement du marquage a |la main
pendani 15 s avec un morceau de tissu imbibé d'eau puis<de nouveau pendant 15 s javec un
morceal de tissu imbibé d'essence. Aprés ces essais, leymarquage doit encore étre lisible.

NOTE 1 |Les marquages effectués par moulage, emboutissage.Ou gravure ne sont pas soumis a cet essaj.

NOTE 2 |[L'essence utilisée est a base d'hexane avec une téneur maximale en carbures aromatiques de| 0,1 % en
volume, yne teneur en kauributanol de 29, une température initiale d'ébullition d'environ 65 °C, une tenpérature
d'ébullitiop finale d'environ 69 °C et une masse volumique d'environ 0,68 g/cm?.

9 Protection contre les chocs électriques

Les digpositifs de connexion avec protection contre les chocs électriques doivgnt étre
construsils comme spécifié dans_|la Partie 2 correspondante, de maniére que les partieq actives
ne soiept pas accessibles lorsqu'elles sont correctement montées et raccordées avec un
conducteur isolé de la plustpetite et/ou de la plus grosse section.

Chaque|organe de serrage du dispositif de connexion doit étre raccordé alternativement & un
conducteur de la plus petite section et a un conducteur de la plus grosse section spécjfiée, ou
avec la pombindison section minimale — section maximale acceptée par I'organe de serfage.

La vérif]
l'essai
prévues pour la protection contre les chocs électriques.

cation est effectuée, sauf spécification contraire dans la Partie 2 correspondgnte, par
) < e ; e . ; L < mentaires

Dans le cas des produits marqués T, le dispositif de connexion est amené a cette température
T2°C

Le doigt d'épreuve normalisé, selon la CEl 61032, est appliqué avec une force de 10 N sur
toutes les ouvertures du dispositif de connexion et, s'il pénetre complétement ou partiellement,
il est placé dans toutes les positions possibles. Le calibre d’essai doit étre appliqué sur le
dispositif de connexion immédiatement aprés le retrait de I'étuve.
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For very small devices with a surface insufficient for marking, only the markings stated in d)
and e) need to be indicated on the device. In such cases all the marks specified shall be visible

on the s

mallest package unit.

8.2 For multiway terminal devices the required marking shall be complete on at least any two
adjacent devices.

8.3 When symbols are used they shall be as follows:

\

mm?2 or

for volts;

for rated Pnnnpr‘fing r‘ap;mity in square millimetres:

T

NOTE T
reserved

8.4 Ms

Complig
The tes

for maximum ambient temperature. For example, T 55.

he absence of a symbol for the rated connecting capacity such as mm2 or I:' signifies” that
or AWG conductors.

rking on the product shall be durable and easily legible.

nce with 8.1 to 8.4 is checked by inspection and by the-faollowing test on the|
f is made by rubbing the marking by hand for 15 s wijth. @ piece of cloth soa

he use is

device.
ed with

water apd again for 15 s with a piece of cloth soaked with petroleum spirit. After these fests the

marking

NOTE 1

NOTE 2
0,1 % vo
approxim

9 Prag

Connec
the rele
with an

Each clamping unit of thefcohnecting device shall be connected alternatively with a cq
mallest and largest/specified cross-section, or the minimum and maximum compbination

of the s
accomn

Complid
carried
shock.

shall still be legible.

Markings made by moulding, pressing or engraving are not'subjected to this test.

The petroleum spirit used should consist of a solvent hexane with a content of aromatics of
ume, a kauri-butanol value of 29, an initial boiling-point of approximately 65 °C, a dr
tely 69 °C and a density of approximately 0,68 g/cm?.

tection against electric shock

ing devices with protection against electrical shock shall be constructed as spsg
vant Part 2, such that livecparts are not accessible when correctly installed a
nsulated conductor of thexsmallest and/or largest cross-sections.

odated by the clamping unit.

nce is_checked unless otherwise specified in the relevant Part 2 by the follow
put for-eonnecting devices with ancillary parts intended for protection against

maximum
-point of

cified in
hd fitted

nductor

ing test
electric

In the case of T-marked products the connecting device is brought to a temperature of
T+2°C

The standard test finger, according to IEC 61032, is applied with a force of 10 N to any
openings on the connecting device and, if it penetrates fully or partially, it is placed in every
possible position. The test probe shall be applied to the connecting device immediately upon
removal from the heating cabinet.
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Une alimentation a trés basse tension (entre 40 V et 50 V) en série avec une lampe appropriée
est connectée entre le doigt d'épreuve et les parties actives. Les parties conductrices
recouvertes uniquement de vernis ou de peinture, ou protégées par oxydation ou par un
procédé similaire, doivent étre recouvertes d'une feuille métallique et raccordées
électriquement aux piéces qui sont normalement sous tension en service.

La protection est satisfaisante si la lampe ne s'allume pas.

10 Connexion des conducteurs

Les dispositifs de connexion doivent permettre la connexion correcte des conducteurs qui
sont spicifiés dans la section correspondante des prescriptions particulieres de fa |Partie 2

corresppndante.

11 Copstruction
11.1 Lgs prescriptions de construction sont données dans la Partie 2;correspondante.

11.2 Lgs organes de serrage doivent étre congus et construits\de’ telle maniére qu'il§ serrent
les conducteurs de fagon slre et entre des surfaces métalliques, a l'exception @les cas
particuliers qui font I'objet de prescriptions dans la Partie 2«orrespondante.

La vérification est effectuée par examen et par l'essai approprié spécifié dans la Partie 2
corresppndante.

11.3 Lgs dispositifs de connexion doivent étre;congus et construits de fagcon que l'of puisse
disposef les conducteurs sans que l'isolanfi'de I'un d'eux soit en contact avec deg parties
actives feliées a un conducteur de polaritée différente.

La vérifjcation est effectuée par examen et, si nécessaire, par le cablage du disppsitif de
connexipn avec les conducteurs ou-leurs combinaisons les moins favorables.

11.4 Lgs revétements isolants, cloisons et parties analogues, doivent avoir une régistance
mécanique suffisante et étre fixés de fagon sdre.

La vérification est effectuée par examen apres les essais de I'Article 14.

11.5 Lgs parties transportant le courant, y compris toutes les bornes, doivent étre rfalisées
dans un metal présentant, dans les conditions spécifiques a I'équipement, une régistance
mécanique,/une conductibilité électrique, et une résistance a la corrosion adéquat|es pour
l'usage prevu.

La vérification est effectuée par examen, et si nécessaire par analyse chimique.

Des exemples de métaux appropriés, lorsqu'ils sont utilisés dans les limites permises de
température et dans des conditions normales de pollution chimique, sont:
— le cuivre;

— un alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les piéces travaillées a froid ou au
moins 50 % pour les autres piéces;

— l'acier inoxydable contenant au moins 13 % de chrome et pas plus de 0,09 % de carbone;
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An extra-low voltage supply (between 40V and 50 V) in series with a suitable lamp is
connected between the test finger and the live parts. Conducting parts covered only with
varnish or paint, or protected by oxidation or by a similar process, shall be covered with a

metal fo

il and electrically connected to those parts which are normally live in service.

Protection is satisfactory if the lamp does not light.

10 Connection of conductors

Connecting devices shall allow the correct connection of conductors, which are specified in the

relevan

section of the particular requirements of the relevant Part 2.

11 Co
111 T

1.2 C
reliably
requirer

Complid

1.3 C
installed
another

Complia
with the

11.4 In
shall be

Complig

1.5 C
conditio
resistan

Complid

nstruction

he constructional requirements are given in the relevant Part 2.

and between metal surfaces, with the exception of (specific cases su
hents of the relevant Part 2.

onnecting devices shall be so designed and constructed that conductors
without the insulation of any one of them being in contact with live parts conn
conductor of different polarity.

least favourable conductors or combinations thereof.

secured in a reliable manner.

nce is checked by<inspection after the tests of Clause 14.

ns occurring® in the equipment, mechanical strength, electrical conducti
ce to corrosion adequate for their intended use.

nce‘is' checked by inspection and, if necessary, by chemical analysis.

lamping units shall be so designed and constructed that they clamp the copductors

bject to

nce is checked by inspection and by the relevant test specified in the relevant Rart 2.

may be
ected to

nce is checked by inspection and;if necessary, by mounting the connecting device

sulating linings, barriers and the like shall have adequate mechanical strength and

urrent-carrying -parts, including all terminals, shall be of a metal having, unpder the

ity and

Examples of suitable metals, when used within a permissible temperature range and under
normal conditions of chemical pollution, are:

— copper;

— an alloy containing at least 58 % copper for parts that are worked cold or at least 50 %
copper for other parts;

— stainless steel containing at least 13 % chromium and not more than 0,09 % carbon;
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le revétement ayant une épaisseur d'au moins

e 5 pum (ISO condition de service 1) pour le matériel ordinaire;

I'acier recouvert d'un revétement électrolytique de zinc conformément a la norme ISO 2081,

« 8 um (ISO condition de service 2) pour le matériel protégé contre les chutes et
projections d'eau;

« 12 um (ISO condition de service 3) pour les matériels étanches a la lance et a I'eau;

I'acier recouvert d'un revétement électrolytique de nickel et de chrome, conformément a la

norme ISO 1456, le revétement ayant une épaisseur au moins égale a celle spécifiée:

. 1

0 uym (ISO condition de service 1) pour matériel ordinaire;

¢« 20 ym (ISO condition de service 2) pour le matériel protégé contre les chutes et

!

A

A h

— l'acig
le re
o 1

Les piéd
pas étrg

Dans d
électroc

La vérif

NOTE 1

rojections d'eau;
0 um (ISO condition de service 3) pour les matériels étanches a la lance eta'l'

er recouvert d'un revétement électrolytique d'étain conformément a la norme 1§
vétement ayant une épaisseur égale a celle spécifiée:

2 ym (ISO condition de service 1) pour matériel ordinaire;

pau;
0 2093,

0 um (ISO condition de service 2) pour le matériel protégé contre les chutes et

rojections d'eau;

0 uym (ISO condition de service 3) pour les matériels étanches a lalance et a '

es transportant le courant, qui peuvent étre soumises a l'usure mécanique, ne
faites en acier recouvert de revétement électralytique.

bs conditions humides, les métaux présentant une grande différence de
himique entre eux ne doivent pas étre mis“én contact I'un avec l'autre.

cation sera effectuée par un essai qui est a I'étude.

Les ressorts, piéces élastiques, organes de serrage, écrous de serrage et similaires ne

considéréls comme des pieces prévues pour transporter le courant.

NOTE 2
suppléme

116 L

L'utilisation d'un alliage d'aluminium pour des parties transportant le courant nécessite d
htaires conformément a CEI615451.

bs bornes, selon(leur capacité de connexion assignée, doivent accepter le ng

les secfions des conducteurs rigides (massifs ou cablés) et souples de classe 5,

CEI 602

La vérifi

28 ou la CElL 60344, ou leur équivalents AWG spécifiés par le constructeur.

cation est' effectuée en connectant les conducteurs appropriés et par examen.

1.7 L

eau.

doivent

pbotentiel

sont pas

bs essais

mbre et
selon la

s moyens de fixation des bases ne doivent pas servir a d'autres fins.

La vérification est effectuée par examen.

12 Résistance au vieillissement, a I'humidité, a la pénétration des corps solides
et a la pénétration nuisible de I'eau

12.1 Les dispositifs de connexion doivent étre résistants au vieillissement.

1 CEl 61545:1996, Dispositifs de connexion — Dispositifs pour la connexion des cébles en aluminium dans des
organes de serrage en matiére quelconque et des cables en cuivre dans des organes de serrage en aluminium.
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— steel provided with an electroplated coating of zinc according to ISO 2081, the coating
having a thickness of at least

5 pm (ISO service condition 1) for ordinary equipment;
8 um (I1SO service condition 2) for drip-proof and splash-proof equipment;

12 pm (ISO service condition 3) for jet-proof and watertight equipment;

— steel provided with an electroplated coating of nickel and chromium according to 1SO 1456,
the coating having a thickness of at least

10 um (ISO service condition 1) for ordinary equipment;

20 pum (I1SO service condition 2) for drip-proof and splash-proof equipment;

o ¥al 1o H g QN ¢ Hry £ ! I Ay H 4
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— stee] provided with an electroplated coating of tin according to ISO 2093, the coatjn
a thickness equal to at least that specified for

12 um (ISO service condition 1) for ordinary equipment;

20 um (ISO service condition 2) for drip-proof and splash-proof equipment;

30 um (ISO service condition 3) for jet-proof and watertight equipment.

Currenticarrying parts, which may be subjected to mechanical wear, shall not be made|
provided with an electroplated coating.

h having

of steel

Under rhoist conditions, metals showing a large difference of electrochemical potenitial with
respect to each other shall not be used in contact with éach other.

Complignce will be checked by a test which is under‘consideration.

NOTE 1
intended

NOTE 2

Springs, resilient parts, clamping units, clamping screws, and the like are not considered as pa
or carrying current.

The use of aluminium alloy for current-carrying parts requires additional tests according to IEC 4

11.6 Tprminals, according to their,rated connecting capacity, shall accept the conng

the nu
accordi

ber and the cross-sections'of rigid (solid or stranded) and flexible conductors o
g to IEC 60228, or IEC 60344, or equivalent AWG conductors as specifieg

manufagturer.

Complignce is checked by connecting the appropriate conductors and by inspection.

11.7 The fixing means of bases shall not serve any other purpose.

Complignee js checked by inspection.

Fts mainly

15451,

ction of
class 5
by the

12 Resistance to ageing, to humidity conditions, to ingress of solid objects
and to harmful ingress of water

12.1

Connecting devices shall be resistant to ageing.

1 IEC 61545:1996, Connecting devices — Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of
any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units.
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Sauf spécification contraire dans la Partie 2 correspondante, I'essai suivant est effectué:

Les dispositifs de connexion en matiere isolante autre que la céramique et les matériaux
thermodurcissables sont soumis a un essai dans une étuve ventilée dont I'atmosphére a la
composition et la pression de I'air ambiant.

NOTE 1 La ventilation peut étre obtenue par circulation naturelle par des trous dans les parois de I'étuve.

Les échantillons sont maintenus dans I'étuve pendant 7 jours (168 h) a la température de
70 °C = 2 °C pour les dispositifs de connexion non marqués «T» ou de T + 30 °C =+ 2 °C pour
les dispositifs marqués «T» (par exemple, pour T = 85, la température de I'étuve doit étre
de 115 °C £ 2 °C).

NOTE 2 |[L'utilisation d'une étuve chauffée électriquement est recommandée.

Aprés cp traitement, les échantillons sont retirés et laissés a la température ambiante pendant
au moinjs 4 h.

Les échantillons ne doivent présenter aucune craquelure visible a I'ceil nu’a la vision jnormale
ou corrigée mais sans grossissement supplémentaire et la matiere nedoit pas étre demeurée
collante|ou grasse, cette condition étant vérifiee comme suit:

L’échanfillon est placé sur un des plateaux d'une balance et l'autre plateau est chargé avec
une masse égale a la masse de [I’échantillon plus 500 g.cL'équilibre est alors rétabli en
appuyant sur I’échantillon avec l'index, enveloppé d'un chiffon sec rugueux.

Aprés lessai, les échantillons ne doivent présenter‘aucun dommage entrainant |la non-
conforniité a la présente norme.

12.2 Lgs dispositifs de connexion doivent< étre congus pour supporter les cgnditions
d'humidjté pouvant survenir en usage normal;

Sauf spgcification contraire dans la Partie 2 correspondante, I'essai suivant est effectus.

L'essai lest réalisé en effectuant. l'épreuve hygroscopique décrite ci-dessous, immeédfatement
suivie ppr la mesure de la résistance d'isolement et par I’essai de rigidité diélectrique 3pécifiés
a l'Article 13.

L'épreuve hygroscopique_est effectuée dans une enceinte humide contenant de l'air ayant une
humiditg relative maintenue entre 91 % et 95 %. La température de l'air est maintenue,| en tous
points ou les échantillons peuvent étre placés, a 1 °C prés, a une valeur appropriée t qomprise
entre 2( °C et 305C: Avant d'étre placés dans I'enceinte humide, les échantillons sont portés a
une température-comprise entre tett + 4 °C.

Les échintillons sont maintenus dans l'enceinte pendant

— 168 h pour les dispositifs de connexion dont la protection confre Ta pénétration de l'eau,
spécifiée dans la Partie 2 appropriée, est supérieure a IPX2;

— 48 h pour tous les autres produits.

NOTE Une humidité relative de 91 % a 95 % peut étre obtenue en plagant dans I'enceinte humide une solution
saturée dans l'eau de sulfate de sodium (Na,SO,) ou de nitrate de potassium (KNO;), cette solution ayant une
surface de contact avec I'air suffisamment étendue.

Afin de réaliser les conditions spécifiées dans I'enceinte, il est nécessaire d'y assurer une circulation constante de
I'air et, en général, il est recommandé d'utiliser une enceinte qui soit thermiquement isolée.

Apres cet essai, les échantillons ne doivent présenter aucun dommage entrainant la non-
conformité a la présente norme.


https://iecnorm.com/api/?name=301aaa8922859cadadab0e434cecf251

60998-1 © |IEC:2002 - 25—

Unless otherwise specified in the relevant Part 2, the following test is carried out:

Connecting devices with insulating material other than ceramic and thermosetting material are
subjected to a test in a heating cabinet with an atmosphere having the composition and
pressure of the ambient air and which is ventilated.

NOTE 1 The ventilation may be provided by natural circulation through holes in the walls of the heating cabinet.

The samples are kept in the cabinet for 7 days (168 h) the temperature of which being
(70 £ 2) °C for non-T-marked connecting devices or T + 30 °C + 2 °C for T-marked devices (for
example, for T = 85 the cabinet temperature shall be 115 °C + 2 °C).

NOTE 2 The use of an electrically heated cabinet is recommended

After thils treatment, the samples are removed from the cabinet and left at room temperature for
at leasti4 h.

The samples shall show no cracks visible to the naked eye with normalor corrected vision
without pdditional magnification nor shall the material have become sticky\or greasy, tHis being
Jjudged as follows.

The sample is placed on one of the pans of a balance and the other pan is loaded with a mass
equal t¢ the mass of the sample plus 500 g. Equilibrium isithen restored by pressing the
sample with the forefinger, wrapped in a dry piece of rough¢loth.

After the test, the samples shall show no damage which*would lead to non-compliance With this
standargl.

12.2 Connecting devices shall be designed to‘withstand humid conditions which may joccur in
normal yse.

Unless ¢therwise specified in the relevant Part 2, the following test is carried out.

The test is made using the humidity treatment described below immediately followed by the
measur¢ment of insulation resistance and the electrical strength test specified in Clausé 13.

The humidity treatment is _carried out in a humidity cabinet containing air with relative humidity
maintained between 91.% and 95 %. The temperature of the air, at all places where samples
can be |located, issmaintained within 1 °C of any convenient value of t between 2Q °C and
30 °C. Before being-placed in the humidity cabinet, the samples are brought to a temperature
between t and t.+4 °C.

The samplés are kept in a cabinet for

— 168 h for connecting devices where protection against ingress of water as specified in the
relevant Part 2 is higher than IPX2;

— 48 h for all other products.
NOTE A relative humidity between 91 % and 95 % can be obtained by placing in the humidity cabinet a saturated

solution of sodium sulphate (Na2S0O4) or potassium nitrate (KNO3) in water, the solution having a sufficiently large
contact surface with the air.

In order to achieve the specified conditions within the cabinet, it is necessary to ensure constant circulation of the
air within and, in general, to use a cabinet which is thermally insulated.

After this test, the samples shall show no damage within the meaning of this standard.
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12.3 Les dispositifs de connexion doivent assurer le degré de protection IP contre la
pénétration nuisible de I'eau correspondant a leur classification.

La conformité est vérifiée par I'essai correspondant spécifié dans la CEIl 60529 qui est effectué
sur les dispositifs de connexion équipés de cables pour lesquels ils sont prévus.
Immédiatement apres cet essai les échantillons doivent satisfaire a un essai diélectrique
comme celui spécifié en 13.4 et un examen doit montrer que l'eau n'a pas pénétré dans les
échantillons en quantité appréciable et n'a pas atteint les parties sous tension.

13 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique

13.1 Lp résistance d'isolement et Ia rigidité diélectrique des dispositifs de connexign isolés
doivent pvoir une valeur appropriée.

Sauf splécification contraire dans la Partie 2 appropriée, la vérification est effectuée| par les
essais de 13.3 et 13.4, qui sont effectués immédiatement apres l'essai spgcifié en 12|2, dans
I'enceinte humide ou dans la piéce dans laquelle les échantillonscont été portgs a la
tempérgture prescrite.

13.2 Llisolement entre les conducteurs raccordés et la surface externe du dispgsitif de
connexipn doivent étre appropriés pour toutes les combinaisons de conducteurs pour |esquels
le dispogkitif de connexion est congu.

La vérification est effectuée par I'essai de 13.3.

13.3 Chaque organe de serrage d'un dispositif de connexion doit étre donnecté
alternativement avec les conducteurs de la plus'petite et de la plus grosse section.

La résigtance d'isolement est alors mesurée sous une tension continue d'environ 500 V, la
mesure |étant effectuée 1 min apres I'application de la tension.

Les megures sont effectuées successivement comme il est indiqué ci-apres:

a) entre tous les organes de.serrage reliés entre eux et le chassis pour les dispopitifs de
connexion sans moyen:de fixation et entre tous les organes de serrage reliés entrg eux et
la base pour les dispositifs de connexion ayant des moyens de fixation;

b) entré chaque organe de serrage et tous les autres reliés au chéassis pour les dispdsitifs de
connexion sans-moyen de fixation et entre chaque organe de serrage et tous les autres
reliéls a la base pour les dispositifs de connexion ayant des moyens de fixation;

c) entrg une feuille métallique appliquée sur la surface interne du revétement intérieuy isolant
des lenveloppes métalliques et le chassis, si ce revétement est nécessaire pour agsurer la
conformitéavec fa distance o fsofement oans t'air prescrite entre fes parties actives et

— les couvercles et les enveloppes métalliques sans revétement isolant;

— la surface sur laquelle la base est montée.

NOTE On entend par «chassis» toutes les parties métalliques accessibles, une feuille métallique appliquée sur la
surface externe des pieces extérieures en matiére isolante, les vis de fixation des bases ou les couvercles et vis
d'assemblage externes.

Pour les mesures des points a) et b), la feuille métallique est appliquée de telle maniére que la
matiere de remplissage éventuelle soit effectivement essayée.

La résistance d'isolement ne doit pas étre inférieure a 5 MQ.
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12.3 The connecting device shall provide an IP degree of protection against harmful ingress
of water in accordance with the classification of the devices.

Compliance is checked by the appropriate test according to IEC 60529 which is made on
connecting devices fitted with the cables for which they are designed. Immediately after this
test the samples shall withstand an electric strength test as specified in 13.4 and an inspection
shall show that water has not entered the samples to any appreciable extent and not reached
live parts.

13 Insulation resistance and electric strength

131 T're insulation resistance and electric strength of insulated connecting devices [shall be
adequate

Unless ptherwise specified in the relevant Part 2, compliance is checked by the tests of 13.3
and 13.¢ which are made immediately after the test of 12.2 in the humidity’ cabinet ¢r in the
room in|which the samples were brought to the prescribed temperature,

13.2 The insulation between the connected conductors and ,the' external surfacq of the
connectjng device shall be adequate for all the combinations\'of conductors for which the
connectjng device is designed.

Complignce is checked by the test of 13.3.

13.3 Epch clamping unit of a connecting device shall be connected alternatively with
conductprs of the smallest and the largest cross-séectional area.

The insulation resistance is then measured with a d.c. voltage of approximately 500 V |applied,
the measurement being made 1 min after-application of the voltage.

The measurements are made consecutively as indicated below:

a) between all clamping units cennected together and the body for connecting deviceq without
fixing means or between all clamping units connected together and the mounting pase for
connecting devices withfixing means;

b) between each clamping unit and all others connected to the body for connecting|devices
without fixing 4/means or between each clamping unit and all others connected to the
moupnting basefor connecting devices with fixing means;

c) between_metal foil in contact with the internal surface of the internal insulating lining of
metgl enclosures and the body, if this lining is necessary to ensure conformity with the
required’clearance between live parts and

— metal covers and enclosures without insulating lining;
— the surface on which the base is mounted.

NOTE The term “body” includes all accessible metal parts, metal foil in contact with the outer surface of external
parts of insulating material, fixing screws of bases or covers and external assembly screws.

For the measurements according to items a) and b), the metal foil is applied in such a way that
the sealing compound, if any, is effectively tested.

The insulation resistance shall be not less than 5 MQ.
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13.4 La rigidité diélectrique est vérifiée en appliquant pendant 1 min une tension pratiquement
sinusoidale de fréquence 50 Hz ou 60 Hz et de valeur spécifiée dans le Tableau 1, entre les
piéces énumérées en 13.3.

Dans un premier temps, la tension appliquée ne dépasse pas la moitié de la valeur prescrite,
puis elle est amenée rapidement a cette valeur.

Au cours de l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.

NOTE Il convient que le transformateur haute tension utilisé pour I'essai soit congu de maniére que lorsque les
bornes de sortie sont court-circuitées aprés ajustement de la tension de sortie a la tension d'essai appropriée,
le courant de sortie soit d'au moins 200 mA.

Le relais de surintensite ne doit pas declencher lorsque le courant de sortie est inferieur a
100 mA

Des prdcautions sont prises afin que la valeur efficace de la tension d'essai appliquée soit
mesuréé a +3 % pres.

Des effluves ne coincidant pas avec une chute de tension ne sont pas prises en compteg.

Tableau 1 — Relations entre la tension d'isolement assignée-et la tension d'egsai

Tension d'isolement assignée Tension d'essai
\Y, \Y
<130 1250
>130 et <250 2 000
>250 et <450 2500
>450 et <750 3000
>750 3 500

14 Résistance mécanique

14.1 Lgs dispositifs de cannexion doivent avoir une résistance mécanique suffisapte. Les
enveloppes de protectionf-en particulier, doivent résister aux contraintes auxquelles elles
peuvenf étre soumises lors' de l'installation et en service.

Sauf spécification.contraire dans la Partie 2 appropriée, la vérification est effectuée| par les
essais de 14.2 polirles dispositifs de connexion ayant une masse inférieure a 50 g, ou|de 14.3
pour leg dispagitifs de connexion ayant une masse égale ou supérieure a 50 g. Les esdais sont
effectudls sans*conducteurs raccordés a moins qu'il en soit spécifié autrement dans la|Partie 2
correspprdante.

14.2 Les échantillons sont essayés dans le tambour tournant conformément a la CEl
60068-2-32.

Les vis, s'il y a lieu, sont serrées avec un couple spécifié dans la Partie 2 correspondante.
On fait tourner le tambour pour un total de 50 chutes.

Aprés l'essai, I'échantillon ne doit pas présenter de détériorations au sens de la présente
norme. Le dispositif ne doit notamment pas présenter de bris, félures ou déformations qui ne
lui permettent plus de maintenir en place les parties actives ou d'assurer leur protection contre
les chocs électriques.

NOTE Les petites ébréchures sans incidence sur cette protection ne sont pas prises en compte.
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13.4 The electric strength is tested by applying a voltage of substantially sine-wave form,
having a frequency of 50 Hz or 60 Hz and a value as specified in table 1, for 1 min between the
parts listed in 13.3.

Initially, not more than half the prescribed voltage is applied, then it is raised rapidly to
the full value.

No flashover or breakdown shall occur during the test.

NOTE The high-voltage transformer used for the test should be so designed that when the output terminals are
short-circuited after the output voltage has been adjusted to the appropriate test voltage, the output current is at
least 200 mA.

The ovarcurrent relay shall not trip when the output current is less than 100 mA.
Care is faken that the r.m.s. value of the test voltage applied is measured within £3 %.
Glow discharges without a drop in voltage are disregarded.

Table 1 — Relationship between rated insulation voltage and test voltage

Rated insulation voltage Test voltage
\ Y
<130 1250
>130 and <250 2 000
>250 and <450 2 500
>450 and <750 3000
>750 3500

14 Megchanical strength

14.1 Connecting devices shall*have adequate mechanical strength. Protective enclogures, in
particular, shall withstand the.stresses imposed during installation and use.

Unless ptherwise specified in the relevant Part 2, compliance is checked by the tests of 14.2
for connecting devices having a mass less than 50 g or 14.3 for connecting devices having a
mass efjual to prigreater than 50 g. Tests are carried out without conductors fitted unless
otherwige stated-in the relevant Part 2.

14.2 Shniples are tested in the tumbling barrel according to IEC 60068-2-32.

Screws, if any, are tightened with a torque specified in the relevant Part 2.
The barrel is turned for a total of 50 falls.

After the test, the sample shall show no damage within the meaning of this standard. In
particular, the device shall not show any breaks, cracks or deformation which would prevent it
from continuing to maintain live parts in place or from ensuring their protection against electric
shock.

NOTE Small pieces broken off without affecting this protection are disregarded.
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14.3 Les échantillons ayant une isolation sont soumis a des coups au moyen du «marteau
pendulaire» conformément a la CEIl 60068-2-75.
La piéce de frappe doit avoir une masse de 150 g + 1 g.

Avant d'appliquer les coups, les vis de fixation des bases et couvercles sont serrées avec un
couple spécifié dans la Partie 2 correspondante.

Les échantillons sont montés sur le contre-plaqué comme en usage normal de telle maniere
que le point d'impact se trouve dans le plan vertical passant par I'axe du pivot.

La piecg de frappe tombe d'une hauteur de:

— 7,5 ¢m pour les parties des capots qui sont en retrait d'au moins un sixieme dg la plus
grande dimension de la partie concernée;

— 10 ¢m pour les surfaces planes des plaques de recouvrement des dispositifs de cqnnexion
poull pose encastrée;

— 20 cm pour les parties faisant saillie a partir des surfaces dappui (par exemple les
collgrettes dépassant les parois de 20 mm) des plaques de recouyvrement des dispdsitifs de
confexion pour pose encastrée, ainsi que pour les enveloppes des types pour pose en
saillle;

— 25 c¢m pour les enveloppes de tous les autres types.

NOTE 1 |Pour certains dispositifs, par exemple des barrettes de jonction, prévus pour étre installés a|l'intérieur
des boitep procurant une résistance mécanique adéquate, il est\nécessaire de pratiquer I’essai avec la piéce de
frappe tombant de 7,5 cm.

La hauteur de chute est la distance verticale éntre la position d'un point de repére, lofsque le
pendule| est libéré, et la position de ce mémeipoint au moment du choc. Le point ci-degsus est
repéré sur la surface de la piece de frappe;”a I'endroit ou la ligne, passant par le poin{ d'inter-
section |[des axes du tube d'acier du pendule et de la piece de frappe, perpendiculairemment au
plan passant par les deux axes, rencohtre la surface.

NOTE 2 |[Théoriquement, le centre desgravité de la piéce de frappe devrait étre le point de repére. Commeg il est en
pratique difficile a déterminer, on choisit’le point de repere comme décrit ci-dessus.

On applique a chaque échantillon 10 coups, régulierement répartis sur I’échantillon.

En géngral, 5 de ces.coups sont appliqués de la fagon suivante:

— poul les dispositifs de connexion pour pose encastrée, un coup au centre, un a|chaque

extrgmité-err bordure du logement du bloc, et les deux autres a peu prés a mi-flistance
entrE les-coups précédents, de préférence sur la collerette éventuelle, I’échantillpn étant
déplacé’horizontalement;

— pour les autres dispositifs de connexion, un coup au centre, un coup sur chaque face
latérale de I'échantillon aprés que ce dernier ait été tourné au maximum autour de |'axe
vertical, mais pas au-dela d'un angle de 60°, et les deux autres coups a peu prés a mi-
distance entre les coups précédents, le cas échéant, de préférence sur la collerette.

Les autres coups sont alors appliqués de la méme fagon, aprés que l'on a fait tourner
I’échantillon de 90° autour de son axe perpendiculaire au contre-plaqué.

Les plaques de recouvrement sont considérées comme étant autant de capots séparés mais
un seul coup est appliqué en chacun des points.

Aprés l'essai, les échantillons ne doivent pas présenter de détériorations au sens de la
présente norme. En particulier, les parties actives ne doivent pas devenir accessibles.
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14.3 The samples with insulation are subjected to blows by means of the pendular hammer
according to IEC 60068-2-75.

The striking element shall have a mass of 150 g + 1 g.

Before applying the blows, fixing screws of bases and covers are tightened with a torque
specified in the relevant Part 2.

The samples are mounted on the plywood as in normal use so that the point of impact lies in
the vertical plane through the axis of the pivot.

The striking element is allowed to fall from a height of

— 7,5 ¢m for those parts of covers which are recessed to a depth of at least onesSixth of the
larg¢st dimension of the recessed part;

— 10 ¢ for flat surfaces of cover plates of flush-type connecting devices;

— 20 ¢ for parts projected from the mounting surfaces (for example,~rims extending 20 mm
from the walls) of cover plates of flush-type connecting devicésyand for enclosures of
surface types;

— 25 ¢m for enclosures of any other type.

NOTE 1 |Certain devices, for example multiway terminal devices intehded to be fitted into enclosures|providing
mechanichl protection, need to be tested using a fall height of 7,5 cm¢

The height of fall is the vertical distance between the.position of a checking point, when the
pendulun is released and the position of that point’at the moment of impact. The ghecking
point is| marked on the surface of the striking~glement where the line through the |point of
intersection of the axes of the steel tube of the-pendulum and the striking element and meets
the surface perpendicular to the plane through both axes.

NOTE 2 |Theoretically the centre of gravity of-the striking element should be the checking point. As, ir] practice,
the centrg of gravity is difficult to determine, the-Checking point is chosen as described above.

The samples are subjected to 10°blows which are evenly distributed over the sample.

In genertal, 5 of the blows are applied as follows:

— for flush-type connecting devices, one blow in the centre, one at each extremity of the area
ovell the recess«n'the block and the other two approximately midway between the previous
blows, preferably on the ridge, if any, the sample being moved horizontally;

— for gther conrecting devices, one blow in the centre, one on each side of the sample after
it hajs been'turned as far as possible but not through more than 60°, about a vertjcal axis
and |the other two approximately midway between the previous blows, preferably on the
ridge, 1fany.

The remaining blows are then applied in the same way, after the sample has been turned
through 90° about its axis, perpendicular to the plywood.

Cover plates are treated as though they were the corresponding number of separate covers but
only one blow is applied to any one point.

After the test, the samples shall show no damage within the meaning of this standard. In
particular, live parts shall not become accessible.
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En cas de doute, on vérifie qu'il est possible de démonter et de remplacer les parties
extérieures telles que les boites, les enveloppes, les capots et les plaques de recouvrement
sans que ces parties ou leur revétement isolant ne se brisent.

Si une plaque de recouvrement doublée d’un capot interne est brisée, I'essai est répété sur le
capot interne qui ne doit pas se briser.

Une détérioration de la finition, de petites ébréchures qui ne réduisent pas les lignes de fuite
ou les distances d'isolement dans l'air en dessous des valeurs spécifiées a I'Article 17 et de
petits éclats qui ne mettent pas en cause la protection contre les chocs électriques ne sont pas
retenus.

Les craquelures qui ne sont pas visibles a I'ceil nu, a la vision normale ou corrigée,.mais sans
grossisgement supplémentaire, de méme que les craquelures superficielles dafns-leg piéces
mouléeg renforcées de fibres et analogues ne sont pas retenues.

la surface extérieure de n'importe quelle partie de [I’échantillon (n& sont pas |pris en
considéfation, méme si cette partie n'est pas mentionnée. Si un capotdécoratif est doyblé d'un
capot interne, le bris du capot décoratif n'est pas retenu si le capot interne supportg¢ I'essai
aprés I'gnlevement du capot décoratif.

Si I’échantillon est conforme a la présente norme, les craquelures ou les‘trous appar]issant a

15 Echauffement

15.1 Lgs dispositifs de connexion doivent étre construits de maniére que I'échauffement en
usage njormal ne dépasse pas les valeurs spécifiées'en 15.4.

La vérification est effectuée par les essais selon la Partie 2 correspondante.

15.2 Lgs dispositifs de connexion a Une seule borne (voir Figure 1) ayant un ou glusieurs
organeg de serrage doivent étre raccordés aux conducteurs de la maniére prévue et gans les
conditiops les plus défavorables.

La longlieur du conducteur_doit étre de 1 m pour une section allant jusqu’a 10 mmZ2inclus et de
2 m poyr une section supérieure & 10 mm2. La longueur du conducteur peut étre réfluite en
accord avec le constructeur.

15.3 Ppur les barrettes de jonction a bornes adjacentes 3 bornes adjacentes au maximum
sont ragcordées-en série. Si des dispositifs de connexion unipolaires sont congus ppur étre
montés |cote"arcote, trois dispositifs sont placés de la maniere prévue et raccordés epsemble
(voir Fidgure’ 2).

La longueur du conducteur doit &tre de 1 m pour une section allant jusqu'a 10 mmZ2 inclus et de
2 m pour une section supérieure @ 10 mmZ2. La longueur du conducteur peut étre réduite en
accord avec le constructeur.

15.4 Les raccordements sont effectués avec des conducteurs neufs de la plus grosse section
appropriée aux organes de serrage, les organes de serrage étant raccordés selon les
spécifications de la Partie 2 correspondante. Pour les dispositifs marqués T, les mesures
doivent étre faites a la température T marquée avec une tolérance de +2 °C.

L'échauffement est mesuré lorsque le dispositif en essai a atteint son équilibre thermique. Ce
dernier est considéré comme atteint si la température de la partie en essai ne s'accroit pas de
plus d'1 K/h. Durant tout I'essai les dispositifs sont chargés avec un courant alternatif ayant la
valeur figurant dans le Tableau 2 ci-dessous.
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In case of doubt, it is verified that it is possible to remove and replace external parts such as
boxes, enclosures, covers and cover plates without these parts or their insulating lining being
broken.

If, however, a cover plate backed by an inner cover is broken, the test is repeated on the inner
cover, which shall remain unbroken.

Damage to the finish, small dents which do not reduce creepage distances or clearances below
the value specified in Clause 17, and small chips which do not adversely affect the protection
against electric shocks are ignored.

Cracks mot—visibte—to—the—raked cye with—rormral—or—corrected—vistonr—without—agditional
magnifi¢ation and surface cracks in fibre-reinforced mouldings and the like are ignored

Cracks |or holes in the outer surface of any part of the sample are ignored.if the|sample
compliep with this standard even if this part is omitted. If a decorative cover is backgdd by an
inner cqver, fracture of the decorative cover is ignored if the inner cover'withstands [the test
after removal of the decorative cover.

15 Temperature rise

15.1 Clonnecting devices shall be so constructed that the femperature rise in normal Use does
not excged the values specified in 15.4.

Complignce is checked by the tests according to the'xelevant Part 2.

15.2 Connecting devices with a single terminal (see Figure 1) having one or more dlamping
units sHall be connected to conductors insthe intended manner and the most unfayourable
conditiohs.

Conducjor length shall be 1 m for aleross-sectional area up to and including 10 mm2 and 2 m
for a crgss-sectional area above10°"mm2. Conductor length may be reduced in agreement with
manufagturer.

15.3 Fpr multiway terminal devices a maximum of 3 adjacent terminals are conngcted in
series. |f single-pole connecting devices are designed to be mounted side by side, 3|devices
are plaged in the intended manner and connected together (see Figure 2).

Conducjor length’shall be 1 m for a cross-sectional area up to and including 10 mm2 and 2 m
for a crgss-§ectional area above 10 mmZ2. Conductor length may be reduced in agreement with
manufagturer.

15.4 The connections are made with new conductors of the largest cross-sectional area
appropriate to the clamping units, the clamping units being connected according to the
specifications of the relevant Part 2. For devices with a T marking, measurement shall be made
at a temperature equal to the T marking with a tolerance of +2 °C.

Temperature-rise measurements are made when the device under test has reached thermal
equilibrium. It is generally accepted that the temperature is stable when the temperature of the
part under test does not increase by more than 1 K/h. During the whole of the testing the
devices are loaded with alternating current having the value shown in Table 2.
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Tableau 2 — Relations entre la capacité de connexion assignée et le courant d'essai

La temp
thermoé
tempérdg

L'échau
45 K, é
étre me

La mes
dépassd
une ter
tempérdg

NOTE A
plus élevg

16 Résgistance)a la chaleur

16.1 L

Capacité de connexion assignée Courant d'essai
mm2 A
0,2 4
0,34 5
0,5 6
0,75 9
1 13,5
1,5 17,5
2,5 24
4 32
6 41
10 57
16 76
25 101
35 125

érature est déterminée au moyen d'indicateurs a-ehangement de couleur ou de
lectriques qui sont choisis et positionnés de_.fagon a avoir un effet négligeab
ture a déterminer (par exemple, la partie métallique en contact avec le conduct

couples
e sur la
PUr).

ffement des pieces transportant le courant de I'organe de serrage ne doit pas dépasser
ant entendu que dans le cas d'un dispositif isolé, I'échauffement du conducteur doit

5Uré aussi pres que possible de I'organe de serrage.

ire de l'échauffement, dans le”cas des dispositifs pour une température assi
nt pas 40 °C, est effectugééra 20 °C = 5 °C. Dans le cas de dispositifs marqué

hnée ne
5 T pour

hpérature assignée sdperieure, la mesure de ['échauffement est effectuge a la

ture du marquage T.avec une tolérance de £2 °C.

ux Etats-Unis, des_valeurs de courant d'essai supérieures sont utilisées et, de plus, des échapffements

s sont autorisés.

ps\dispositifs de connexion présentant des parties en matiére isolante doiv

ent étre

suffisan

4 & H ry ol aal
TTCTTUTTSTSTAalTtsS a a iTalcuar .,

Sauf spécification contraire dans la Partie 2 correspondante, la vérification est effectuée par
les essais de 16.2 et 16.3.

16.2 Les échantillons ou parties d’échantillons tels que spécifié¢s dans la Partie 2
correspondante sont conservés pendant 1 h dans une étuve, a une température de 85 °C ou a
une température égale a la température T marquée +45 K, la plus grande des deux valeurs
étant retenue, avec une tolérance de +5 °C.

Pendant I'essai, ils ne doivent subir aucun changement empéchant leur utilisation ultérieure et
la matiére de remplissage, s'il y a lieu, ne doit pas s'écouler de maniere a laisser apparaitre
des parties actives.
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Table 2 — Relationship between rated connecting capacity and test current

The ten
chosen
(for exa

The temperature rise of current-carrying parts of,the clamping unit shall not exceed

being u
shall be

The tern
exceedi
temperdg
marking

NOTE I

16 Resistance to heat

16.1 C
to heat.

Rated connecting capacity Test current
mm?2 A
0,2 4
0,34 5
0,5 6
0,75 9
1 13,5
1,5 17,5
2,5 24
4 32
6 41
10 57
16 76
25 101
35 125

perature is determined by means of colour-changing-indicators or thermocou

mple, on the metallic part in contact with the cohductor).

nderstood that in the case of an insulated-device the temperature rise of the cq
measured as close as possible to the\clamping unit.

nperature rise measurement jn the case of devices for a rated tempera
ng 40 °C is made at 20 °C +'5°°C. In the case of devices T-marked for high
ture, the temperature rise ;measurement is made at a temperature equal f
with a tolerance of 2 ?C,

onnecting)devices having parts in insulating material shall be sufficiently

the USA, higher test current values are used; in addition, higher temperature rises are permitted.

bles, so

and positioned that they have a negligible effect{on*the temperature being defermined

45 K, it
nductor

ure not
er rated
o the T

esistant

Unless

therwise specified in the relevant Part 2, compliance is checked by the tests

of 16.2

and 16.3.

16.2 The samples or portions of the samples as specified in the relevant Part 2 are kept for
1 h in a heating cabinet at a temperature of 85 °C or a temperature equal to their T rating
+45 K, whichever is the higher, with a tolerance of £5 °C.

During the test they shall not undergo any change impairing their further use and the sealing

compou

nd, if any, shall not flow to such an extent that live parts are exposed.
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Aprés l'essai et aprés que les échantillons soient revenus approximativement a la température
ambiante, on ne doit pas avoir accés aux parties actives qui sont normalement non accessibles
lorsque les échantillons sont montés comme en usage normal, méme si le doigt d'épreuve
normalisé est appliqué avec une force ne dépassant pas 5 N.

Apres l'essai, les marquages doivent étre toujours lisibles.

16.3 Les parties en matiére isolante nécessaires au maintien des pieces transportant le
courant et des piéces du circuit de terre sont soumises a l'essai a la bille au moyen du
dispositif conforme a la CEl 60695-10-2.

Lorsqu'i

n'est pas Inrmc:ihlp d'effectuer le test sur I'échantillon en essai l'essai doit étre

effectué
dans I'§
épaisse
alternat

La surfa
moins 3

L'essai
marqué
retirée

sur une partie quelconque de plastique d’'une épaisseur minimale de 2 mmrd
chantillon. Si cela n'est pas possible, on peut utiliser jusqu’a quatre couchs
Lir totale minimale de 2,5 mm, chacune des couches étant découpée dans, 'éch
vement, un échantillon de matériau d’au moins 2 mm d’épaisseur peut'étre utili

hce de la piece a essayer est disposée horizontalement sur uhe base en ad
mm d'épaisseur.

pst effectué dans une étuve a une température de 12567+ 2 °C ou a la tem
b T plus 45 °C, la plus grande des deux valeurs étant,retenue. Apres 1 h, la
He I’échantillon qui est alors ramené en 10 s approximativement a la tem

ambianfe par immersion dans I'eau froide.

Le diam

Les pa
transpo
sont sO
tempérdg
détermi
valeurs

etre de I'empreinte due a la bille est mesuré et ne doit pas dépasser 2 mm.

'ties en matiere isolante non nécessaires pour maintenir en position les
[tant le courant et celles du circuit de terre, méme si elles sont en contact av
umises a un essai a la bille . comme décrit précédemment mais effectué
ture de 70 °C 2 °C ou 40°Cyx 2 °C, augmentée de I'échauffement le plu
né pour la partie correspondante pendant I'essai de I'Article 15, la plus grande d
etant retenue.

17 Disgtances d'isolement dans l'air et lignes de fuite

Sauf sp
d'isolem
inférieu

écification contraire dans la Partie 2 correspondante, les lignes de fuite, d
ent dansA'air et distances a travers la matiére de remplissage ne doivent
es aux valeurs indiquées dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Distances d'isolement dans I'air et lignes de fuite

bcoupée
s d’'une
antillon;
€.

ier d'au

bérature
bille est
bérature

piéces
bc elles,
a une
5 élevé,
es deux

stances
bas étre

Tension d'isolement assignée Lignes de fuite et distances
d'isolement dans ['air @

\% mm

<130 1,5

>130 et <250 3,0

>250 et <450 4,0

>450 et <750 6,0

>750 8,0

a Ces valeurs sont a I'étude.
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After the test and after the samples have been allowed to cool to approximately ambient
temperature, there shall be no access to live parts which are normally not accessible when the
samples are mounted as in normal use, even if the standard test finger is applied with a force
not exceeding 5 N.

After the test, markings shall still be legible.

16.3 Parts of insulating material necessary to retain current-carrying parts and parts of the
earthing circuit in position are subjected to a ball-pressure test by means of the apparatus
according to IEC 60695-10-2.

When it
out on
If it is
thicknes

The sun
least 3

The tes

ot possible, up to four layers, each cut out from the sample with a minim
s of 2,5 mm, or a sample of material at least 2 mm thick may be used.

face of the part to be tested is placed in the horizontal position on)>d base of
nm thick.

is made in a heating cabinet at a temperature of 125 °C +2 °C or at the T ra

carried

plain piece of plastic part cut out from the sample with a minimum thickness\qf 2 mm.

im total

steel at

ing plus

45 °C, whichever is the higher. After 1 h, the ball is removed from the sample, which is then

cooled ¢
The dia

Parts of
earthing
pressur
the high
whichev

17 Cl¢€

Unless
distancsd

jown within 10 s to approximately ambient temperature‘by*immersion in cold wa
meter of the impression caused by the ball is measured and shall not exceed 2

the insulating material not necessary to retain current-carrying parts and par
circuit in position, even though they aredn contact with them, are subjected t
b test as described above but at a temiperature of 70 °C +2° C or 40 °C =2

er is the higher.

arances and creepage distances

s through sealing eompound shall not be less than the value shown in Table 3.

TFable 3 — Clearances and creepage distances

fer.
nm.

s of the
D a ball-
°C, plus

est temperature rise determined for\the relevant part during the test of Clause 15,

otherwise specified in"the relevant Part 2, creepage distances, clearanges and

Rated insulation voltage Creepage and clearances distances 2
\% mm
<130 1,5
130 and-<250 30
>250 and <450 4,0
>450 and <750 6,0
>750 8,0
a8 These values are under consideration.
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La vérification est effectuée par les mesures entre les parties suivantes:

Lignes de fuite et distances d'isolement dans [l'air:

— entre les parties actives de différentes polarités;

— entre les parties actives et

* les capots et enveloppes métalliques sans revétement isolant;

e la surface sur laquelle la base est montée.

Distanc

— entri

Pour le$ barrettes de jonction et les bornes sans moyen de fixation mais qui.sont pr
les distgnces sont mesurées entre les parties actives et toute ouverture quicreprésente

le plus

18 Ré

Sauf spgcification contraire dans la Partie 2 correspondahie, la vérification est effec
I'essai qu fil incandescent.

L'essai

suivant@s:

— pount les pieces en matiére isolante, nécessaires pour maintenir en place les

tran

température de 850 °C;

— pouf les pieces en matiére isoldnte, non nécessaires pour maintenir en place leg

tran

contact avec elles, et pourilées enveloppes ne maintenant en position que les bg
terrq, par I'essai effectué.a une température de 650 °C.

Si les e
veillera
de l'ess

NOTE 1
NOTE 2

L'essai

es 4 travers la matiére de remplissage:

sistance de la matiéere isolante a la chaleur anormale et au feu

pst réalisé conformément aux Articles 4 a 10 de la CEl 60695-2-10, dans les cd

Eportant le courant et les pieces duscircuit de mise a la terre, par l'essai effecty

sportant le courant et les pieces du circuit de mise a la terre, méme si elles

a ce que toute détérioration causée par les essais précédents n'affecte pas le
bi a effectuer.

De petites-piéces, telles que des rondelles, ne sont pas soumises a cet essai.

Les essais ne sont pas effectués sur les piéces en céramique.

b les parties actives recouvertes de matiére de remplissage et la surface d'appui de la
base.

btégées,
le point

proche susceptible de toucher n'importe quelle autre partie, -lorSque la bgrne est
équipée| de conducteurs de la plus grosse section.

uée par

nditions

parties
é a une

parties
sont en
rnes de

5sais spécifiésqdoivent étre effectués en plus d'un endroit sur le méme échanfillon, on

résultat

£ V] £ b L e L L £ ot : 1) £LL L] e
au Tir medarrdcstrit ©ol TricLiuc puur o assurcer yu arr - ucssal LITaulle Ulb’blllquement

dans des conditions d'essai définies n'enflamme pas les parties isolantes, ou pour s'assurer
qu'une partie en matiere isolante, qui pourrait étre enflammée par le fil d'essai chauffé dans
des conditions définies ne brile que pendant un temps limité sans propager le feu par flamme,
parties incandescentes ou gouttelettes tombant de la piece en essai sur la planche de pin
couverte de papier mousseline.

Dans la

mesure du possible, I'échantillon doit étre un dispositif de connexion complet.

Si l'essai ne peut pas étre effectué sur un dispositif de connexion complet, une partie
appropriée peut étre prélevée pour les besoins de cet essai.

L'essai est effectué sur un seul échantillon.
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Compliance is checked by measurement between the following parts:

Creepage distances and clearances:

— between live parts of different polarity;

— between live parts and

e metal covers and enclosures without insulating lining;

* the surface on which the base is mounted.

Distances through sealing compound:

— Dbet

een live parts covered with sealing compound and the surface on which the base is

mou

For mul
are med
touch a
sectiong

18 Re
Unless

The tes|
conditio

— for [
eart
— for
the

encl|
aturi

If the te
be take
the test

NOTE 1
NOTE 2

The glo
conditio
materia

hted.

iway terminal devices and terminals without fixing means but with protection, djstances
sured between live parts and any opening which represents the closést.point |liable to
ny other part when the terminal is fitted with conductors havingOQthe largest cross-
| area.

sistance of insulating material to abnormal heat and/fire
btherwise specified in the relevant Part 2, compliance is)checked by the glow-wie test.

{ is performed according to Clauses 4 to 10 ©f IEC 60695-2-10, under the fpollowing
ns:

arts of insulating material necessary to.retain current-carrying parts and paris of the
ning circuit in position, by the test made at a temperature of 850 °C;

arts of insulating material not necessary to retain current-carrying parts and |parts of
earthing circuit in position, even though they are in contact with them |and for
bsures retaining in position only)earthing clamping units by the test made at al|temper-
b of 650 °C.

sts specified have to be.made at more than one place on the same sample, cqre must
0 to ensure that anytdeterioration caused by previous tests does not affect the fesult of
to be made.

Small parts, such as washers, are not subjected to this test.

The tests ar€)not made on parts of ceramic material.

w-wire-test is applied to ensure that an electrically heated test wire under defined test
ns does not cause ignition of insulating parts or to ensure that a part of insulating
which can be ignited by the heated test wire under defined conditions, has § limited

time to
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part onto the pinewood board covered with a tissue paper.

If possible, the sample shall be a complete connecting device.

If the test cannot be made on a complete connecting device, a suitable part may be cut from it
for the purpose of the test.

The test is made on one sample.


https://iecnorm.com/api/?name=301aaa8922859cadadab0e434cecf251



